TANIMLAR:

a. Teknik Sartname:

Teknik sartname; ihtiyaci karsilayan mal veya hizmetin verimlilik ve fonksiyonelligini
saglayacak sekilde taktik, teknik ve her turlu diger 6zelliklerini tereddude yer
birakmayacak, acik ve anlasilir sekilde kesin hukumler ile tarif eden, numune alma,
denetim ve muayene yontemlerini, ret ve kabul kriterlerini ve varsa Urlune ait kalite
guvence ile ilgili hususlari, kullanim sartlarini, isletme ve bakim ézelliklerini,
ambalajlama, etiketleme, tasima ve depolama gereksinimlerini, garanti ile ilgili
hususlari igeren, tedarikte serbest rekabeti engellemeyecek ve butln istekliler igin
firsat esitligi saglayacak bigcimde hazirlanan, tedarik igslemlerine esas ve temel teskil
eden bir teknik dokimandir.

b. Alim Esas Numunesi:

Satin alinacak malin, teknik sartnamesinde sadece kendisine atif yapilan nitelikleri
belirtmek amaciyla tutulan ve muhafaza edilen ornegidir.

c. Tedarik iglemi:

Teknik sartname ve/veya teknik sartname yerine kullanilacak dokuman ile
tanimlanmis mal veya hizmetin tahsis edilen ddeneginin aktariimasi ile baslayan ve
mahsup asamasina kadar suren butun iglemleri kapsayan faaliyetler zinciridir.

¢. Hata:

Belirlenmis standartlardan ve karakteristiklerden sapmadir.

d. Kritik Hata:

Sartname konusu urunun performansini engelleyici veya kullanicisi veya bakimcisi
acisindan tehlikeli ve emniyetsiz olan, hayati tehlikeye neden olabilecek turdeki
hatalar kritik hata olarak degerlendirilir.

e Buyiik Hata:

Sartname konusu urunun kritik hatalarinin disinda kalan, ancak urunun seklini,
fonksiyonunu ve birlikte kullanildidi diger urtnlere uyumunu, guavenilirligini,
degistirilebilirligini, servis 6Gmrunu, raf suresini, performansini, maliyetini
etkileyebilecek hatalardir.

f. Kiguk Hata:

Sartname konusu urunun Uretim amacinin gergeklesmesini engellemeyen, kullanimi
sinirlamayan, seklini fonksiyonunu ve uyumunu etkilemeyen, ancak isletim
standartlarindan bazi kugtik sapmalarin olmasidir.

g. Sarf Malzemesi:

(1) Hizmette tamamen sarf ve istihlak edilebilen mal,

(2) imalde veya sarfi esnasinda sekil veya vasfini kaybeden mal,

(3) Onarim, bakim, tutum igin kullanilan mal,

(4) Deneme ve arastirma maksadiyla kullanilan maldir.

g. Bakim:

Envanterdeki cihazin sistemin belli donmelerde ve cihaz sisteminin omur deuvri
boyunca arizasiz olarak devamini saglamak amaciyla yapilan faaliyetlerdir.

h. Onarim:

Envanterdeki bir cihaza ariza nedeniyle yapilan faaliyetlerdir

i. Yedek Parga:

Bakim ve onarim kapsaminda kullanilan pargalar bu sinifa girer.



